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PLAZMONEM POSILENA RAMANOVA SPEKTROSKOPIE

diplomova prace

rv7

Ramanska spektroskopie pfinasi moznost vysoce presné strukturni a chemické

analyzy vzorki. Nevyhodou je ovsem nizky G¢inny prifez Ramanova rozptylu,

ktery zplisobuje nizkou citlivost metody.

Vyuziti plazmonového zesileni zpisobeného tenkou kovovou povrchovou

vrstvickou umoznuje tento nedostatek prekonat a velmi citlivé méfit povrchové

vlastnosti vzorki ve vrstve tloustky v fadu nanometri. V praxi je nejcastéjsi

aplikaci plazmonového zesileni tzv. SPR méfeni vyuzivajici k popisu procesii na

povrchu vzorku drobné zmény indexu lomu zpisobené tvorbami povrchovych

vrstev. Informace o indexu lomu v blizkosti povrchu je vsak v porovnani s  CTD-interakéni doména proteinu Retros
Ramanskymi spektry velmi kusa a nedovoluje hlubsi analyzu stavu povrchu. (resb.org, 2KM4)

Student bude mit za akol vybudovat méfici modalitu typu SPR-Raman a prokazat jeji schopnost citlivého studia
povrchu kovové nanovrstvy. Jako rozsifeni prace je mozné zvolit integraci mikrofluidniho kanalu (vhodnou pro
méfeni biomolekularnich interakei) nebo vyuziti Ottovy konfigurace (umoznujici studium povrchu vzorku bez
nutnosti pokoveni).
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Ramanska detekce monomolekularni vrstvy krystalové modfi na stfibrném povrchu. Jednotliva spektra
méfeného hloubkového profilu jsou pro lepsi viditelnost diagonalné posunuta; hloubkovy krok mezi
jednotlivymi spektry ¢ini o.025 mm.
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